UNIVERZITA PALACKEHO v OLOMOUCGH
Kiizkovského 8
771 47 Olomoue
IC: 61989592 DI CZ61989592

Objednavka ¢, 4598003994 ze dne 28.06.2018

Odbératel - fakturagni adresa : Dodavétel
Unlverzita Palackého v Olomouci - RMi, s.r.o.

Rektorat + Perngtynska 116

KrtZkovského 8 533 41 Lazné& Bohdanes
77147 Olomoug - Ceska republika

Zboil dodejte na adresu:
Univerzita Palackého v Qlomougi

PHrodovadecka fakulta - RCPTM
Slechtitelr 11

IC: 25288083 DI CZ25288083
783 71 Olomouc

Dodavatet &.: 100408

Vyfizuje
Termin dodant fe 130 dni od data Uéinnosti Telefon

E-mail

Cisle této objednavky prasim uvadgjte na Vami vystavenam dafiovém dokladu. -
Mé&na objednavky: CzK

Toxt - ' I Py — ' ” " Cena bez DRI
SPM kontrolér pro systemy NTEGR T.000K5 896.657 00

Objednavéme u Vas dle plilozené Nabldky ze dne 1. 6, 2018:

1ks SPM kontrolér pro systemy NTEGRA

Celkova hodnota objednévky: 898.657,00
Ostatnl smiuvni ujednant:

1. Osoby Jednajicl za odbératele a dodavateté prohlagujl, ze majt opravnénl k pravnimu jednani za smiuvnl strany v

ramei tohoto z4vazkového vztahu,

2.V pilpadé prodlen| dodavatéle s dodanim objednaného plnéni je odbératel oprévnén bez dalgiho adstoupit od této

objedndyky s tim, e na pozdejsiny pinghl nemé odbératel zéjem;

3. Dodavatet bere'na vedom; s vdbsratal i3 povinniost smlouvy s cenou/hodnotou predméty plnénl nad 50.000,-

K& bez DPH; tedy {.nabldky a-jé{iéhEKCeﬁtéﬂéé,;fz\fén’éjgitzy registru smiuv postupem podle z&kona &. 34012015 Sb., o

2viadinich podminksch. ttinnosti nékterych smluv, Uvetejiovani tachto smiuv a o registru smiuv’ (zakon o registru

Smili), ve: zndnl: pozdéich predplst. -O- Uverenénl smiouvy se miZe dodavatel presvédsit na adrese
distilouvy,gov.cz, & pokud poskyting. su] e-mail, Bude informavan. zaslanou zpravou o zvafejnénl. Teprve po

‘_uvy-v-regi's‘__trugsmfuv-’_nébs’(vé'ta{d'ﬁéinn‘ds‘ﬁ:éje moZne podle ni pinit, .
la8ule, 2e v t8to objednsvee, ani Jejich: prilohacn; hejsou delals podishiajict obehodnimu tajemstyl,
[sdlent, jeflch u Tejhénim by doslo k nedpravndnemi 25ahy do prava povinnost! dodavatele,
zamestnancti. V piipads, e by presto 2vetejnénim smlouvy doslo k neopravnénemu
2&8sahy do prav-a povinnost dodavatele, . jeho zastupel & zamastnanc, odpovida dedavatel sam za Gjmu
o-viastnim zastupctim risbo zaméstnancim.

0
Zplisobshion jeri Samérmu a je
5. Sinfuvnf 'pé'ramétw'staﬁovéhé touto.objednévkou nenl mozno ménit jinak nez shednou formou, jakou byla u¢in&na
Nabldka & akceptace.
8. Sougdstl smiouvy mezl odbératelem a dodavatelem nejsou Zadna ujednani, ktera nejsou vyslovng uvedena v této
objednévce a jefich prilohiach,
7. Je vyloudeno potvrzent této objednavky ze strany dodavatele s dodatkem, vyhradou & odchyikou, prestoZe to

Univerzita Palackého v Olomouci je veTejna vysok Skola vomikia 70 zakona 11 1/98 Sb. a nezapisuje se do obehadniho rejstrik.
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UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCH
K¥fiZkovského 8
771 47 Olomouc
I1¢: 61989592 DIC: CZ61989592

Objednavka ¢, 4598003994 ze dne 28.06.2018 -

podstatng nemanl podminky objednavky (nabidky).
B, Vy8e uvedend cena je koneénd, chsahuje viechny nakiady dodavatele,

Povéfena osoba;

rektor

Potvrzujeme piijet! objednavky a souhlasime s vyse uvedenymi podminkami..

Datum potvrzent: 7 7 04

*

i

Podpis a razitko

Potvrzenou objedndviu zadlete obratem zpét,

“Univerzita Palackého v Olomouc je veteina vysokd Skola vznikla ze zakona 111/98 Sb, a nezapisuje s¢ do obchodniho rejstrika,
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RMI,sro.

Pemstynska 116
533 41 Lazné Bohdaned

tel ffax:
tel.ffax:
e-maijl; ANALYTICAL & TESTING INSTRUMENTS

WWW.rmi.cz
Zapsdna v obchod. rejstfiku vedeném Krajskym soudem
v Hrade# Kralové, spis. znatka: odd. C, vioZka 13146

Adresat:
Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
Palacky University
Slechtitelds 11
783 71 Olomouc

Lazné& Bohdaneg, 1. 6. 2018
Véc: Nabidka upgradu kontroiéry mikroskopu Ntegra

Vazena pani doktorko,

dovolte ndm uginit Vam zajimavou nabidku. Nanolaboratofe NTEGRA firmy NT-MDT
stale patfi k nejprodavanéjsim a parametricky nejlep$im univerzalnim SPM mikroskopim na
svétovém trhu, mimo jiné i diky unikatnimu designu a pouZiti velmi kvalitnich konstruk&nich
materiall. Nejmodernéj$i generace nanolaboratofi NTEGRA se Ji$i od pfedchozich generaci
zejmeéna v oblasti fidici elektroniky, zde doSlo k zésadnim zménam. Ridici kontroléry jsou
dnes piné digitaini, s modularni strukturou a s fadou pokrocilych méficich madu.

Firma RMI, s.r.o., ve spolupraci s vyrobcem, firmou NT-MDT, si pro stavajici uzivatele
starSich systémG NTEGRA pfipravila moznost upgrade starSiho fidiciho kontroléru na
novy piné digitalni kontrolér Px za vyhodnych cenovych podminek vyménou za stary
kontrolér P8. Po upgradu na kontrolér Px ziska uZivatel pfistroj na urovni nejnovéjsi
generace téchto pristrojii. Ziska tak moZnost pouziti pokrocilych méficich modc) jako jsou
jednoprichodové techniky (zejména jednoprichodova technika Kelvin Probe Microscopy),
moznost méfeni map lokalnich mechanickych viastnosti metodu RS| (Raster Spring Imaging)
a obecné zlepSeni velké &asti parametr( systému. U kontroléru Px je pak mozné pfidat jesté
dalsi rozifeni o tzv. HybriD mode, ktery umoZiuje velmi rychlé méfeni mechanickych
viastnosti (rychly zaznam silovych kfivek) nebo elektrickych viastnosti u mékkych nebo volné
leZicich nano objektt, viz napfiklad méfeni nefixovanych uhlikovych nanotrubek. Kontrolér
HybriD je nabizen jako mozné rozsireni.

o _




Elektrické vlastnosti voIné leZicich uhlikovych nanotrubek zméfené pomoci HybriD médu

- sid & . ;
Uhlikové nanotrubky na kiemiku (a) topografie, (b) vodivost, (c) Youngiv modul
Vzorek poskytnut Dr. Kufjanishvili lab z Physical department of St. Louis University, USA
Vzhledem ke slabé vazbé voiné lezicich objektd, jako nanotrubek, k substratu, je studium jejich
elektrickych viastnosti pomoci klasickych AFM metod velice obtizné. Pomoci HybriD médu je mozné
eliminovat lateraini sily pii interakci hrot-vzorek. Tim se takovéto méreni velice Zjednodudl. Porovnani
elektrickych a mechanickych viastnosti (b a ¢) umoZiiujl roziisit jednotlivé hanotrubky od jejich svazk.

Méfeni s vysokym rozligenim pomoci HybriD médu na kopolymeru PS-b-PBd-b-PS

Blokovy kopolymer PS-b-PBd-b-PS
Vievo nahofe: topogratie, vpravoe nafiofe: Youngiv modul, vievo dole: Werk of adhesion, Vpravo dole: profil Youngova moduiu
podél Earkované linie.




Rozsifeni o kontrolér Px

Kontrolér Px je momentainé nejvyssi verzi kontroléru nabizeného firmou NT-MDT (je
pouzit také u nejmodern&jiiho mikroskopu firmy NT-MDT — systému TITANIUM). Tento
kontrolér umozfiuje Siroké rozsifovani, napfiklad o elektroniku HybriD pro rychlé mapovani
lokalnich mechanickych viastnosti vzorki pomoci méfeni piibliZovacich kfivek v kasdém
bodé méfeni. Kontrolér Px ma 5 nezavislych lock-in detektort a 3 generatory. Diky tomu
dokaze pouzivat pokrogilé jednoprichodove metody, napriklad jednoprichodové méfeni
Kelvinovou sondou. ‘

Vlastnosti kontroléru Px:

¢ pIné digitalni kontrolér

* az 8 nezavislych signall

* moznost skenovani a2 4000x4000 bodii na sken

» USB propojeni s pogitatem

* novy setméi algoritmus piiblizovani ke vzorku, véetné velmi jemného
algoritmu ,Soft approach® zaloZeném na sledovani zmény fazového posunu
béhem pribliZovani (maximaing setrny pro hrot)

* kalibrace silové konstanty hroty pomoci skriptu Thermal Tune

* novy pokrogily software s vylepSenou obrazovou analyzou

* vylepSené méfeni signalu faze (vypocet z MSin a MCos) pro vySSi citlivost
napf. pfi méfeni MFM, PFM atd.

* moznost odeéitat polynomickou kfivku od kazdého signalu individualné

* moznost pouZiti Raster spring image modu — zakladni méfici méd pro
mapovani mechanickych viastnosti. Tento méd nevyuzivd nejnovéjsi
elektroniku pro zpracovani dat HybriD a skenovani je proto pomaiejsi

» detekce faze kantilevru (a2 do 5 MHz)

* 5 zpétnovazebnich smy&ek (DFL-Z, I-V atd.), které funguji soucasné a
§ nezavislymi parametry (filtry a PID)

* 3 nezavislé generatory (2 analogové spinatelné generatory 5MHz a 1 digitalni
generator 10 kHz) a 5 lock-in detektort (2 analogové a 3 digitainf). Diky tomu
je mozné s kontrolérem méfit metodou jednoprichodové Kelvinovy sondy a
dalSimi jednoprichodovymi technikami

* moznost upgradu na HybriD — méd pro rychlé mapovani mechanickych
viastnosti vzorku pomoci méfeni priblizovacich kfivek v kazdém bodé méreni







Rozsifeni o HybriD méd

HybriD méd je hardwarové feseni (kontrolér) pro velmi rychlé zpracovani dat. To
umoZfiuje provadét rychié mapovani mechanickych vlastnosti vzorky pomoci méfeni
pibliZovacich kfivek v kazdém bodé skenu. Pravé diky rychlej$i elektronice je mozné tyto
skeny provadét prakticky v rediném Gase. Zakladni princip méfeni lokainich mechanickych

vlastnosti s Hybrid mddem vyplyva z nasledujiciho obrazku, v kazdém bodé je velmi rychle
zméfena priblizovacifoddalovaci kfivka.
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Vievo: Zména sily a deformace kantilevru na éase pfi HybriD médu
Vipravo: Zavislost sily na deformaci a informace obsazené v piiblizovaci Kiivce, které pouziva
HybriD méd

Pii pouZiti HybriD médu jsou eliminovény laterainf sily mezi hrotem a vzorkem. Diky
tomu je mozné skenovat i objekty siabé vazané na substrat. Navic je mozné tento méd
kombinovat napfikiad s méfenim elektrickych vlastnosti, jako je vodivost.

Dalsi informace o HybriD médu, vetns ukézek map topografie a mechanickych
vlastnosti ze stejné oblasti vzorku a méfeni elektrickych vlastnosti v HybriD médu, najdete
v nasledujicich aplikadnich listech:
http:/iwww.ntmdt.com/pdflexpanding afm with_hybrid mode imaging an087 a4.pdf

httg:ﬂwww.ntmdt.com!gdﬂgnm in_ hd mode an99( ad.pdf

Dalsi informace k upgradu. kontroléru a dalSich moZnostech upgradu mikroskopu
Ntegra naleznete také na strankach vyrobce NT-MDT zde:

httg:Ilntmdt.comlmodernizationlmodemization-ntegra




Cenova nabidka kontroléry Px (upgrade stavajiciho systému NTEGRA)

Sougasti dodavky je jednodenni instalace a skoleni. Je mozné pridat dalsi dny skoleni (viz mozna
rozsireni).

Elektronika
BLU_322 |SPM kontrolér pro systémy NTEGRA (BU case). 1466 618
- Multifrekvenéni AFM Fidici deska s DSP.

Bipolarnf HV Fidici deska XYZ (£ 300 V).

Pfikon 90 - 240 V, 50/60 Hz, vykon 200 W,

UmoZfiuje instalaci 2+3 rozsifujicich desek:

- Vysokonapétova deska pro flexure stage (BRHVQ30)
- Deska pro kontrolu teploty (BRTCO015, BRTC020)

- Kontrolni deska pro nanoindentaci (BRINOO3)

1 den instalace a Skoleni
Mimofadna sleva 40% - 586 647

Vysledna cena kontroléru po slevé © B7T9971

Pomocné

FI_E_30kg { Doprava a pojisténi (véha ~ 30 kg), pro USA, Kanadu, Mexiko, Evropu. 16 686

HybriD™ méd. 1093 500
Zobrazovaci s spektroskopicky méd zaloZeny na modulaci
vzdalenosti hrot-vzorek. Diky vysokorychlostnimu zpracovani silovych
kfivek ziskate mnozstvi dat v jednom experimentalnim cykiu. Mod
zaroved eliminuje lateraini sily a umoznuje provadét dlouhodobé
experimenty diky vysokeé stabilits.

BL_HDO1

Kontrolér pro nerezonanéni oscilaéni mody. UmozZiiuje méfeni

v HybriD méd (HD-AFM),

Kompatibilni se zafizenimi s kontroléry Px: TITANIUM, NEXT,
NTEGRA Prima, Spectra, LIFE.

Konfigurace s AFM flexure Z osou Life, Spectra) vyZaduje adaptér

CEQ08.
Konfigurace s TITANIUM a NEXT vyZzaduji adaptér CEQ09.
Skoleniu |2 dny skoleni navic u uZivatele (kontrolni software, obrazova 23 550
uzivatele |analyza).
Skoleni 2 dny $koleni ve $kolicim centry firmy RMI, s.r.0., Lazné Bohdaned 14 000
ve (kontrolni software, obrazova analyza).
Skolicim
centru
RMi




Dodaci podminky:

d)

e)

g)

Cena zahrnuje balné, dopravné, instalaci, uvedeni do provozu, testovani,
demonstraci skenujicich médl a potateéni zaskoleni obsluhy.

Dodaci IhGta na zafizeni jsou maximalné 4 mésice

Standardni zarugni IhGta je 24 mésicl od data uvedeni do provozu. Zaruéni lhita se
nevztahuje na spotfebni material, ktery je specifikovan v zarugnim listé. Prodavajici
neodpovida za poskozeni, zpisobené nespravnym skladovanim, nespravnym
vnéjsim zapojenim, za po$kozeni vnéjSimi vlivy (napf. Zivelna pohroma), za zavady
vzniklé neodbornou manipulaci & montaZzi ze strany kupujiciho nebo nespravnou
obsluhou zafizeni.

Platebni podminky: Uhrada kupni ceny bude uskutednéna na zakladé dafiového
dokiadu vystaveného do 14 dnl od data kompletni dodavky tj. uvedeni do provozu,
otestovani jeho funkénosti a zaskoleni obsluhy. Dafovy doklad bude splatny do 14
dn od jeho dorudeni kupujicimu za pfedpokladu, Ze dafiovy doklad bude mit
vsechny nélezitosti dafiového dokladu. V pfipadé pochybnosti se ma za to, e faktura
byla doruc¢ena treti den od odesléani.

Zarutni i pozarucni servis je provadén pracovniky servisniho stiediska v Laznich
Bohdanec. Nasi servisni technici jsou proskoleni a certifikovani vyrobcem mikroskopu
firmou NT-MDT! Zahajeni zaruéni opravy provede prodavajici ve Ihité do dvou
pracovnich dnd nasledujicich po dni ohlaSeni vady. Sougasna cena jedné hodiny
prace servisniho technika je 990 K&.

Zakaznicky servis je feSen jednak firmou RMI a ON-Line supportem vyrobce. Kazdy
pracovni den je k dispozici ON-Line intemetovy support od 9 — 17 hod (e-mail nebo
pfima komunikace pomoci Skype, nebo rozhrani ASK ON-LINE), vzdy je k dispozici
odbornik z oblasti hardware, software a aplikaci. Tato sluzba je ZDARMA.

Upgrade software je ZDARMA po celou dobu Zivotnosti mikroskopu, pokud to
umoziuje hardware mikroskopu.






